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Principios, avances Y nuevas perspectivas en clencin oe materiales, Topicos -
en clencias médicas Y biolbgieas

call del 25 al 27 de febrero de 2010,

Centro de Excelencia en Nuevos Materiales

M’Lcmscopla Electronien:

Microscoplo Electronico de Barrido Y
M'Lcroscop’w Electronieo de Transmisilon

Mécroscopla de punta de barrido SPM
L
AFM- MFM - EFM - Nanolndentaclon

Microscopia Confocal -

Conferencistas Invitados
Armando Lucuml, Colombia
Fernando Ponce, USA
Francisco Esplnoza, México

gladys ocharan, Peri
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